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AVANT-PROPOS

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme
comme normes, spécifications techniques, rapports te

a%tios inte nationales. lls sont publiés

nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification international ionauy/ de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure po ionales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg enla CEl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en terme

me indication d’approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
© propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

e de la CEI 61000-4-15 comprend la premiére édition (1997)
et 77A/190/RVD et son amendement 1 (2003) [documents

base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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INTRODUCTION

La CEl 61000-4 fait partie de la série des normes 61000 de la CEIl, selon la répartition

suivante:

Partie 1:

Partie 2:

Partie 3:

Partie 4:

Partie 5:

Partie 6:

Partie 9:

Chaque partie est, a sjoNn

Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne releve
Techniques d’essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai

Guides d’installation et d’atténuatj

oo

Guide d’'installation
Normes génériques
Méthodes et dispositifs d'atté
Divers

normes internationales ve de rapports techniques.
Ces sections de Iai ( liées dans un ordre chronologique et numérotées en

conséquence.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 15: Flickermetre — Spécifications fonctionnelles
et de conception

1 Domaine d’application et objet

La présente section de la CEI 61000-4 traite des spécifications fonctionne|les et™\de conception

d’'un appareil mesurant le flicker, destiné a indiquer le niveau correct de ion du flicker
du flux lumineux (le flicker) pour toutes les formes d’ondes de Al le P _tension
rencontrées dans la pratique. On y présente des informations per Qnstruire un tel
instrument. Une méthode d’évaluation de la sévérité du flicker estfquinie\a résultats

I'Union Internationale de I'Electrothermie (UIE), en pz » x WIEEE et en partie
sur les travaux effectués au sein de la CEIl. Dg i bes spécifications du
flickermétre ne concernent que des mesures effectyées 0 Hz et des mesures

tolérables du flicker.

2 Références nor

Les documents S < s, sent indispensables pour ['application du présent
le¥ pé atées :

document. Pour
datées, la derniepe\ ¢ ¥ weht de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEl 60068-2-3: Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’'essai et
de mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’'essai et
de mesure — Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEIl 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’'essai et
de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
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CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEIl 61000-4-9:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 9: Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel

CEIl 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4:
de mesure — Section 11: Essais d'immunité aux creux de tensiop
variations de tension

echnigues d'essai et

et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEl 61326-1:1997, Matériels électriques de et de laboratoire —

Prescriptions relatives a la CEM — Parti
Uftriel

3.1 Généralité:
La description ci- MSNCK galement une installation analogique.

pour les matériels utilisés sur des sites(ind

L'architecture du 6
diviser en deuxpary t.chacune I'une des taches suivantes:

— simulation % ) la chaine lampe-oeil-cerveau;

— analyse it mps réel, du signal du flicker et présentation des résultats.

La premiére tache
module 5.

espréalisée par les modules 2, 3 et 4 de la figure 1 et la seconde par le

3.2 Module 1 — Adaptateur de tension d’entrée et circuit de vérification de I'étalonnage

Ce module contient un générateur de signaux utilisé pour vérifier I'étalonnage du flickermétre
sur le site, ainsi qu'un circuit d'adaptation de tension qui rameéne a un niveau interne de
référence la valeur moyenne de la valeur efficace du fondamental de la tension d’entrée. Les
mesures de flicker, exprimées par un rapport donné en pourcentage, peuvent étre effectuées,
de cette maniéere, indépendamment du niveau réel de la tension d’entrée. Des prises sur le
transformateur d’entrée fixent les gammes convenables de la tension d'entrée afin de
maintenir le signal d’entrée de I'adaptateur de tension a I'intérieur de la plage requise.

* A publier.
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3.3 Module 2 — Démodulateur quadratique

Le role de ce module est de restituer la fluctuation de la tension en élevant au carré la tension
d’entrée ramenée au niveau de référence, simulant ainsi le comportement de la lampe.

3.4 Modules 3 et 4 — Filtres de pondération, élévation au carré et lissage

Le module 3 se compose de deux filtres en cascade et d’un sélecteur de gamme de mesures,
qui peut étre placé avant ou apreés le circuit du filtre sélectif.

Le premier filtre élimine la composante continue de la tension de sortie du démodulateur
quadratique ainsi que la composante d’ondulation résiduelle dont la fréquence est double de
celle du réseau.

d’'une lampe a remplissage de gaz inerte a filament bi-spirale (60
120 V) avec la réponse de I'eeil humain pour des fluctuations
La fonction de transfert repose pour chaque fréquence sur le sedi
50 % des personnes soumises a I'expérience.

NOTE Une lampe a filament servant de référence pour les réseau
différente et nécessiterait donc un réglage du filtre de pondératiop-

tension; la pondération correcte des vari
un choix convenable de la i
aussi vérifié que le fonctie
périodiques ainsi qu'av,

La sortie du module 4

3.5 Module 5 —

s¢’ statistique, effectuée en temps réel par le module 5, doit étre
t 'amplitude du signal de niveau du flicker en un nombre approprié de
iveau du flicker est échantillonné a une fréquence constante.

conduite en subdivisa
classes. Le signal de

Chaque fois qu’une valeur adéquate est atteinte, on incrémente d’'une unité le compteur de la
classe correspondante. On obtient, de cette maniére, la fonction de distribution des
échantillons du signal d’entrée. En choisissant une fréquence d'échantillonnage égale a au
moins deux fois la fréquence maximale du flicker, le résultat final, au terme de la période de
mesure, représente la distribution de la durée du niveau de flicker dans chaque classe. En
additionnant le contenu des compteurs de toutes les classes et en exprimant le total de chaque
classe par rapport au total général, on obtient la fonction de densité de probabilité des niveaux
de flicker.

A partir de cette fonction, on obtient la fonction de probabilité cumulative utilisée dans la
méthode statistique d’'analyse de la durée pendant laquelle un niveau donné est atteint. La
figure 2 illustre schématiquement la méthode d’analyse statistique limitée a 10 catégories, pour
simplifier la présentation.
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La fonction de probabilité cumulée utilisée permet d'obtenir des valeurs statistiques signifi-
catives comme la moyenne, I'écart type, le niveau de flicker dépassé pendant un pourcentage
de temps donné, ou inversement, le pourcentage de temps pendant lequel un niveau déterminé
de flicker a été dépassé.

La période d'observation est définie par deux intervalles de temps ajustables: T¢oyrt €t Tigng-

L'intervalle Tiong définit le temps total d’observation. Il est toujours un multiple de l'intervalle court:
(Tiong = N X Teourt)

Dans le cas du traitement de données en temps réel, dés la fin de chacun des intervalles
courts, l'analyse statistique de I'intervalle suivant commence, tandis q les résultats de
I'intervalle terminé sont disponibles en sortie. De cette maniére, les analy de N Teourt SONt
disponibles pour une période d’observation donnée Tiong ainsi que le

3.6 Sorties

3.6.1 Généralités

portant sur la fluctuation de tension.
envisagées.

3.6.2 Sortie 1

3.6.3

La sorti

module 3 e

3.6.4 Sortie 3

La sortie 3 est facultative. Elle donne une indication linéaire instantanée de la variation de tension
relative AV/V exprimée en pourcentage équivalent a une modulation d’onde sinusoidale de 8,8 Hz.
Cette sortie est utile pour permettre la sélection de la gamme de mesure convenable.

3.6.5 Sortie 4

La sortie 4 est facultative. Elle donne l'intégrale sur 1 min de la sensation instantanée du
flicker.

3.6.6 Sortie 5

La sortie 5 est obligatoire. Elle représente la sensation de flicker instantanée et peut étre
reproduite sur un enregistreur a rouleau de papier si on veut une évaluation immédiate du
flicker sur le site ou, dans le cas de mesures de longue durée, sur une bande magnétique pour

un traitement ultérieur.
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